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「半導体・オブ・ザ・イヤー2023」で「優秀賞」を受賞 
～次世代パワーデバイス向けウエハー外観検査装置「ZI-3600」が高評価を獲得～ 

 

株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズは2023年5月31日、株式会社産業タイムズ社の
『電子デバイス産業新聞』が開催する「半導体・オブ・ザ・イヤー2023」の半導体製造装置部門において、
昨年発売したウエハー外観検査装置「ZI-3600」が高く評価され、「優秀賞」を受賞しました。 

  
ZI-3600 東京ビッグサイトで行われた授賞式 

☆これらの画像の印刷用データ(解像度300dpi)は、下記URLよりダウンロードできます。 
（www.screen.co.jp/about/nr-photo_2023） 

 

今年で29回目を迎える「半導体・オブ・ザ・イヤー」は、株式会社産業タイムズ社が発行する『電子デバイス
産業新聞』が毎年開催しているもので、開発の斬新性、量産体制の構築、社会に与えたインパクト、将来性など
を基準に、同新聞の記者の投票によって受賞製品・技術が選定されます。 

受賞製品である「ZI-3600」は、温室効果ガスの排出量を“実質ゼロ”にする「カーボンニュートラル」で主役
となる次世代パワーデバイスの安定生産にも貢献するウエハー外観検査装置です。高解像度と高生産性を両立し
た性能などが評価され、「優秀賞」に選ばれました。 

当社は、今後も半導体デバイスの省エネルギー化、高度化を実現するための研究開発を続け、半導体業界のさ
らなる発展に貢献していきます。 

● 本件についてのお問い合わせ先 
株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ マーケティング部 Tel: 075-417-2527 screenspe-info@screen.co.jp 
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